ANALIZA OBRAZU METODAMI KORELACJI OPTYCZNEJ
REKONSTRUKCJA 3D POWIRZCHNI | KOMPUTEROWEGO WIDZENIA

ODKSZTALCENIA (POSUWY)
Bezkontaktowe pomiary odksztatcen komponentéow
Czutosé¢ na zmiany 0.01 wielkosci pixelu
Zwyczajne kamery 1-8 Mpx, 10-200 fps

ZDARZENIA DYNAMICZNE
Pomiary szybkimi kamerami
Kamery 0.1 - 4 Mpx, 500 - 1 000 000 fps

DRGANIA | CIALA OBROTOWE
Synchronizacja kamer z mierzonym zdarzeniem 0 - 50kHz
Pomiary postaci drgan witasnych zazwyczaj 20 - 2000 Hz
Zatrzymanie rotujacych zdarzen, synchronizacja
oswietlenia

ANALIZA KSZTALTU
Rekonstrukcja 3D powierzchni
Pomiary z doktadnoscia 0.01 wielkosci pixela
Doktadnos¢ zwyczajnych aplikacji 0.01 mm
Doktadnosé mikroaplikacji 1 um
Dokladnosc stereomikroskopa 10 nm

MARKERY
Obserwowanie poruszania sie specyficznych znakéw
Export wspotrzednych, posuwow, predkosci i przyspieszenia

ODKSZTALCENIA WZGLEDNE
Analiza odksztalcen pola tensorowego
Czutosé na zmiane odksztatcenia wzglednego zazwyczaj 0.01% (100 um/m)
Przy uzyciu specialnych kamer mozna osiggna¢ czutosé pomiaru odksztatcen 0.005%
Silny wobec duzych posuwoéw i rotaciji
Zakres zazwychaj 0.01% - 500% odksztalcenia wzglednego

DUZE ROZMIARY | PELZANIE
Pomiary budynkéw, samolotéw i odlegtych obiektow
Obserwowanie petzania materiatéw sypkich

ZASTOSOWANIA ZA WYSOKICH TEMPERATUR
Pomiary komponentow o temperaturze az 1200 °C

Dystrybucja i wsparcie: (PL, CZ, SK)
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ROZWIAZANIA NA ZAMOWIENIE

Implementacja podczas testow
komponentow

Sterowanie maszyn wytrzymatosciowych
Diagnostyka, Defektoskopia, Kontrola
Automatyzacja produkcji
Kontrola jakosci
Implementacja do IT systemu zakladu

tel.: +420 530 331 127
Mob.: +420 773 947 312
Fax.: +420 537 036 960
Email: rie@rie.cz
WWW : WWwW.rie.cz



